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Napln prace

@ Fraktograficke studium tmavovych poruch
letadel

@ Pozorovani unavovych poruch materialu
pomoci elektronového mikroskopu



Fraktograficky vyzkum

@ Unavové zkousky
@ Kvalitativni fraktografie
@ Kvantitativni fraktografie



Unavove poruchy

@ Vznik
»Dlouhodob¢ pouzivani (namahani)
pristroje
»korozni unava & korozni praskani
@ Vyzkum — fraktograficka analyza
»Transmisni elektronovy mikroskop (TEM)

»Radkovaci elektronovy mikroskop (SEM)






SEM na katedre materialu v Praze

JSM — 8404 JSM 5510 LV + IXRF
_ -:I

1 — télo radkovaciho elektronoveho mikroskopu

2 — 1idici terminal

3 — fotoaparat



Rekonstrukce rustu unavove trhliny

3 mm



Zavislost delky trhliny na poctu
zatezovacich sekvenci

Délka trliny
[mm]

Zatézovaci sekvence [1]

48 50 52 54 56 58 60

62



Nehody




Nehody

Aloha Airlines
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